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Agenda
* Introduccion a NI LabVIEW SignalExpress

* Adquirir, analizar y presentar datos con LabVIEW
SignalExpress

 Mediciones reales con LabVIEW SignalExpress
» Medicion y analisis interactivo
» Caracterizacion de senal
* Prueba de limites
 Almacenamiento de datos
» Barridos
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LabVIEW SignalExpress

Configure rapidamente sus proyectos sin programacion

Controle mas de 400 instrumentos de escritorio y basados en PC
Almacene datos de mas de 250 dispositivos de adquisicion de datos
Realice procesamiento de sefiales, analisis y E/S de archivo basicos

Escale su aplicacion con generacion automatica de codigo de LabVIEW

LabhVIEW

SignalExpress
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¢ Qué es LabVIEW SignalExpress?

B O, L A= ] |- LBEAEYY SegiE-p [ [ T
Fle Pkt ‘iew Tiob Odd Sep  Owis Vs Window Hedp
aﬁ\dd'ihp W Sap = =k AonOres | ig Recod & Raast Al .,_ﬁ ‘Mﬂnllﬂl‘f Y Sherw Haip
TH - ) = )
-Ih‘h nnnnnnnn 1 Elma-"-:.'rr _] Proseni Dis Stap Zat (=]
ﬂ:l\.'ln-ll ndow |'_"3I'.l-u:t ¥ thowHulp
Creste Arslog Signal [
- Frporbed Sigal E
IPES) = v ok T e e
Cornart Arealog in Digial -4 Y- A - e
E"" B o el et os DAC B0 [ | IEl
N B o rene oS HE RS AYARRNR T RIRARTRRN i .
- — P Lo B w0l L | v
ddddd a u tu L-T] - 1] 10u
T i) furd
a r +'| Fbcala ragnibucs )
....... & -
4]
&) - .
g 31— [Asgritd
-1 =y 0 0 0 0 0 0 \ [
Pai | = 1 | =6 el 121 ] E
Fredpendy [H)
- B
Corlmraen | gdeancad LIES
——
Paasrarsank: Satup Pt ermenl; Rz
Darteution bypar Higha, baawn Furd, Ieiency  THD (%]
HaTeecs ok |- ] : & DDEETH 0.7
api = ||

-| Integraciéon de Programacion Grafica de LabVIEW
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Plataforma Interactiva basada en VIs Express
| En vivo, siempre ejecutandose...sin programacion
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Un Ambiente — Multiples Instrumentos

 Hardware Soportado
= [nstrumentos Modulares NI
= Adquisicion de Datos NI
= Mas de 300 instrumentos
comunes
Coordine facilmente
mediciones de multiples
Instrumentos
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Analisis de Datos Historicos y de Tiempo Real
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* Funciones de Analisis Incluidas mEmTT TS
+  Procesamiento de Sefiales et e
* Mediciones en el dominio del tiempo e e
» Mediciones en el dominio de la frecuencia ‘“lhﬁﬁ e
* Funciones de Estadistica m_

+  Comparacién y conversion digital o — i ]

¢ Muchas mas... EW .m_._..
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Deteccion Automatica de Dispositivos
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Demo 1 - Medicion Interactiva

» Estudio del comportamiento de vibracion de un bate de béisbol
» Adquirir, procesar y analizar las sefales de estimulo y respuesta

Stimulus: ai0 _._._-.
= Co])-25 - (o)
|

NI-9233

R : aif
esponse. al Frequency
' l Response
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Generacion de Reportes Interactivos

* Arrastrar y soltar datos en
aplicaciones de terceros como:

= Microsoft Excel
=  Microsoft Word

= Wordpad 5 Ef
* Vista de Documentacion de o :
Proyecto e
= Los reportes muestran datos envivo "

= Graficas de “Drag and drop” ‘
= Introducir y dar formato al texto . | ——— R
- Enviara impresora o exportara HTML ~ *~ passed?: TRUE
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Demo 2 - Caracterizacion de Senales

* Investigar las caracteristicas de una sefal para descubrir
perturbaciones

» Utilizar pasos de mediciones del dominio del tiempo y frecuencia
para caracterizar la sefial de forma interactiva

NI 5122
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Comparacion de Limites Incluida

Step Setup X,

« Compare sefiales del Qe re ghiosrasen Qoo
dominio del tiempo y
frecuencia y valores
escalares contra limites
definidos por el usuario

Amplitude

1 1 1 1
0 2 4m G grn 10m

» Especificar limites como Enpr

Limits Setup
~ Lirnits source Relative Range Specs
sefales o valores escalares o s ]
Campare mode 1 s s00m (A

Bebween Limits [1]

 (Calculo automatico de BT T B
estado pasalfalla.
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Demo 3 - Prueba de Limites

« Comparar la respuesta en frecuencia contra limites
especificados por el usuario

Stimulus: ai0 M L___
— —% — | Disparo -'I

NI-9233

Response: ai1 Respuesta en
l Frecuencia
o R o
MMI ||—'_ Pruebade |
Limite
¢ Pasalfalla?
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Almacenamiento de Datos

* Adquisicion optimizada para formas de onda y punto unico

* Enfoque en las mediciones en vez de la configuracion del HW/SW
= \Verdadera experiencia “plug-and-play” por USB
= Deteccion y configuracion automatica del hardware

 Almacenar datos para analisis fuera de linea == .
* Transferencia optimizada con |

archivos TDMS
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Manejo de Alarmas y Eventos Dinamicos

» Habilitar condiciones personalizadas para iniciar y
terminar el almacenamiento de datos
= [niciar/terminar a una hora y fecha
en especifico
= Iniciar/terminar basado en datos

* Habilitar alarmas y configurar eventos
= Desplegar Mensajes —
= Habilitar niveles analdgicos s
= Habilitar lineas digitales 9 e mmonneee

Message Yaolkage High!

[|Freeze updates [#]Reopen when new event occurs [ Clear H Close ]
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Demo 4 - Aimacenamiento de Datos

* Adquirir y almacenar una sefial de acelerometro

Adquiriry .
" | Almacenar

- | [ I I I 1
NI 9233 13:46:00,855 13:46:01.500 13:46:02.000 13:46:02.500 135:46:02,

Respuesta: ai1
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Barrido de Parametros

 Automatizar mediciones multiples

= Realizar barrido de uno o varios parametros de medicion
= Realizar barrido de 2D, anidando un barrido en otro
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Comparacion y Procesamiento Digital

» Analogico-a-Digital % ,_,_;_;_;_;_;__;_'Q':;_,;;,;_;

* Digital-a-Analgico = ]

+ Comparar sefales digitales é e

* Resaltar errores de muestreo | .~~~ =" ©
E.m::m. e
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Integracion con LabVIEW

 Convertir proyectos de LabVIEW SignalExpress a codigo grafico de
LabVIEW

o Llamar cualquier VI de LabVIEW como un paso en LabVIEW SignalExpress
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Demo 5 - Barrido

» Caracterizar la especificacion de nivel de voltaje de una memoria

I-HSDIO estimulo/respuesta:

write
Nivel de Voltaje=

1.1
1.2

=
1

= L
]

\

1I 1.I5 2I 2.I5 3I
Memory NI PXI-655x volatage level
..... Device

sample errors

[ T e Y
1 1 1

3.3 —> Niumero de errores
de muestas
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Resumen

 Configure proyectos sin programar
* Controle mas de 400 instrumentos

 Almacene datos de mas 250 dispositivos de
adquisicion de datos

* Realice analisis y procesamientos basicos de LabVlEW
datos SignalExpress

 Genere codigo de LabVIEW automaticamente
* Visite ni.com/signalexpress
= Descargue una evaluacion por 30 dias

= Descargue LabVIEW SignalExpress LE
= Vea 10 videos introductorios —
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